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Dzialalno$¢ prowadzona/ | Wzorcowanie / Calibration:

Activity conducted Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”
6.01 dtugosé

w stalej lokalizaci (S) ilub | 6,0 kot

poza nig (P)/at permanent | g 03 grugosé (geometria powierzchni)

location (S) and/or outside 7.01 napiecie DC

of permanent location (P) 7.02 prad DC

7.03 napiecie AC
7.04 prad AC

7.05 rezystancja DC
12.01 sita

12.02 moment sity
13.01 twardos$¢

Wersja strony/Page version: A

Y Numeracja wielko$ci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 001 z dnia 28.06.2019 r.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 001

Laboratorium Badawcze i Wzorcujace - Zespo6t ds. Wzorcowan
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Dlugosé
Czujniki analogowe (0 +15) mm 3,7 ym S, P Procedura wewnetrzna
— dziatka elementarna 0,01 mm (0 + 50) mm 3,8 um Qliw-0427
Czujniki analogowe i cyfrowe (0 + 50) mm 2,6 ym S Procedura wewnetrzna
— dziatka elementarna 0,001 mm Qliw-0462
Czujniki cyfrowe (0 +15) mm 6,4 um S, P Procedura wewnetrzna
—rozdzielczos$é 0,01 mm (0 + 50) mm 6,7 um Qliw-0427
Dlugosciomierze poziome Abbego (0 +100) mm 1,0 pm S, P Procedura wewnetrzna
Qliw-0405
Folie wzorcowe (0 +4) mm M a2 2 12 S Procedura wewnetrzna
1674137 Lim Qliw-0459
L — mierzona dtugos¢
wyrazona w mm
Glebokosciomierze suwmiarkowe (0 + 150) mm 8 ym S Procedura wewnetrzna
(0 =+ 300) mm 11 ym Qliw-0421
(0 + 600) mm 18 ym
(0 +1000) mm 29 ym
Glowice mikrometryczne (0 + 50) mm S Procedura wewnetrzna
—rozdzielczos$¢ 0,001 mm 2,2 ym Qliw-0406
—rozdzielczosé 0,01 mm 7,7 ym
Mikrometry zewnetrzne (0 +75) mm (3,6 +0,01-L) um S, P
) . Procedura wewnetrzna
L — mierzona diugos¢ Qliw-0429
wyrazona w mm
Mikroskopy pomiarowe uniwersalne (200 x 100) mm 2,2 ym S,P Procedura wewnetrzna
Qliw-0401
Mikroskopy pomiarowe warsztatowe (200 x 200) mm 2,3 ym S,P Procedura wewnetrzna
Qliw-0402
Pierscienie wzorcowe (1+30) mm 0,0017 mm S Procedura wewnetrzna
(30 +100) mm 0,0018 mm Qliw-0458
(100 + 250) mm 0,0020 mm
Projektory pomiarowe (200 x 200) mm 2,3 um S, P Procedura wewnetrzna
Qliw-0403
Przymiary sztywne do 3000 mm (0,13 + 0,01 - L) mm S Procedura wewnetrzna
Przymiary pétsztywne L — mierzona dtugo$¢ Qliw-0441
Przymiary wstegowe wyrazona w m
Sita (0,020 + 10) mm 7,3 ym S Procedura wewnetrzna
Qliw-0457
w oparciu o norme
PN-ISO 3310-1:2000 oraz
PN-ISO 3310-2:2000
Pomiar wielkosci oczek sita
za pomoca mikroskopu
uniwersalnego
(ponad 10 + 125) mm 124 pm S Procedura wewnetrzna
Qliw-0457
W oparciu o norme
PN-ISO 3310-1:2000 oraz
PN-ISO 3310-2:2000
Pomiar wielkosci oczek sita
za pomocg suwmiarki
Sprawdziany tloczkowe (1+30) mm 1,2 ym S Procedura wewnetrzna
(30 + 60) mm 1,4 ym Qliw-0428
(60 =+ 100) mm 1,8 pm
Suwmiarki (0 +500) mm (12+12- L) ym S, P Procedura wewnetrzna
L — mierzona dtugos$¢ Qliw-0420
wyrazona w m
Szczelinomierze (0,02 + 2) mm 0,0033 mm S Procedura wewnetrzna

Qliw-0451
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Zakres akredytacji Nr AP 001

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Dlugosé
Srednicowki czujnikowe (0 +18) mm 3,8 um S Procedura wewnetrzna
(18 +160) mm 5,5 ym Qliw-0423
(160 + 380) mm 10,7 pm
(380 + 450) mm 12,5 pm
Wysokosciomierze cyfrowe o rozdzielczosci: (0 +1000) mm S Procedura wewnetrzna
— rozdzielczo$é 0,1 mm /58,22 +6,67- L2um Qliw-0461
—rozdzielczos¢ (0,01, 0,02, 0,05) mm [29 8 +6,6%- L2 pm
- rozdzielczos¢ (0,001, 0,002, 0,005) mm 772166 szm
- rozdzielczos$¢ (0,0001, 0,0002, 0,0005) mm 5 T
43,9°46,6°-L°pum
L — mierzona dtugos¢
wyrazona w m
Wysokosciomierze suwmiarkowe (0 + 150) mm 8 ym S Procedura wewnetrzna
(0 +300) mm 11 pm Qliw-0422
(0 + 600) mm 18 pm
(0 +1000) mm 29 ym Wzorcowanie za pomoca
ptytek wzorcowych
Wzorce nastawcze do wymiaréw zewnetrznych do 500 mm S Procedura wewnetrzna
2,42 4+ 0,0082 - I? ym Qliw-0470
L — mierzona diugos¢
wyrazona w mm
Kat
Katowniki 90° dwuramienne dtuzsze ramie do 300 0,0039 mm S Procedura wewnetrzna
mm Qliw-0434
Katowniki 90° walcowe do 500 mm 3,8 um S Procedura wewnetrzna
Qliw-0435
Mikroskopy pomiarowe uniwersalne (0 + 360)° 2’ S,P Procedura wewnetrzna
Qliw-0401
Mikroskopy pomiarowe warsztatowe (0 + 360)° 2’ S, P Procedura wewnetrzna
Qliw-0402
Plytki katowe Johanssona do 360° 3,8" S Procedura wewnetrzna
Qliw-0407
Ptytki katowe przywieralne do 360° 2,6" S Procedura wewnetrzna
Qliw-0407
Projektory pomiarowe (0 + 360)° 2’ S, P Procedura wewnetrzna
Qliw-0403
Dlugos¢ (geometria powierzchni)
Ptaskie ptytki interferencyjne @ do 100 mm 0,06 ym S Procedura wewnetrzna

- odchytka ptaskosci

Qliw-0440
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. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Napigcie DC
Mierniki napigcia analogowe (1+10) mVv 1,3% S, P Procedura wewnetrzna
(10 +100) mV 0,07 % Qliw-2401
(0,1 +1000) vV 0,03 %
Mierniki napiecia cyfrowe (1000 + 6000) V 2,0% Procedura wewnetrzna
Multimetry Qliw-2411
w oparciu o
EURAMET cg-15v. 3.0
Zasilacze (0,01 +100) V 0,07 % Procedura wewnetrzna
Qliw-2411
Prad DC
Mierniki pradu analogowe (1 +100) mA 1,2 % S, P Procedura wewnetrzna
0,1+1)A 0,04 % Qliw-2401
((1 + 10)) A 0,06 %
Mierniki pradu cyfrowe Procedura wewnetrzna
multimetry Qliw-2411
w oparciu o
EURAMET cg-15v. 3.0
Zasilacze (0,1+10) A 0,5% Procedura wewnetrzna
Qliw-2411
Napigcie AC
ierniki napiecia analogowe 50 Hz ,P rocedura wewnetrzna
Mierniki ieci | S P d
(1+10) mVv 0,7% Qliw-2401
10 mV + 1000 V 0,07 %
Mierniki napiecia cyfrowe (1000 + 6000) V 2,0 % Procedura wewnetrzna
Multimetry Qliw-2411
w oparciu o
EURAMET cg-15v. 3.0
Mierniki napigcia przebicia 50 Hz Procedura wewnetrzna
Prébniki przebicia (100 + 500) V 07% Qliw-2411
Zasilacze (500 + 6000) V 2:0 %
Prad AC
Mierniki pradu analogowe 50 Hz S, P Procedura wewnetrzna
1+100) mA 1,3% liw-2401
((O,l+1))A 0,07 % N
Mierniki pradu cyfrowe 1+10)A 0,2 % Procedura wewnetrzna
Multimetry Qliw-2411
w oparciu o
EURAMET cg-15v. 3.0
Rezystancja DC
Mierniki rezystancji analogowe (0,01+0,1)Q 0,006 Q S, P Procedura wewnetrzna
(1+10)Q 0,05 % Qliw-2402
10 Q +1kQ 0,007 %
Mierniki rezystancji cyfrowe (1 +100) kQ 0,005 % Procedura wewnetrzna
100 kQ + 100 MQ 0,01 % Qliw-2410
w oparciu o

EURAMET cg-15v. 3.0
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. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Sita
Maszyny wytrzymatosciowe do prob P Procedura wewnetrzna
statycznych: Qliw-1405
- do sit rozciggajacych 0,1 N + 500 kN 0,12 %
0,24 %
- do sit $ciskajacych 0,1 N +1000 kN 0,12 %
0,24 %
Urzadzenia technologiczne: S,P Procedura wewnetrzna
Qliw-1409
- do sit rozciggajacych 0,1 N + 500 kN 0,12 %
0,24 %
- do sit sciskajacych 0,1 N + 1000 kN 0,12 %
0,24 %
Moment sity
Klucze dynamometryczne (10 + 1100) Nm 0,9 % S, P Procedury wewnetrzne
Narzedzia rotacyjne (1+5)Nm 15% Qliw-1407
(7,5 +75) Nm Qliw-1412
Twardos¢
Twardosciomierze Rockwella: P Procedura wewnetrzna
- twardosé (20 + 95) HRA 0,5 HRA Qliw-1403
(10 + 85) HRB 1,2 HRB
(85 + 100) HRB 0,6 HRB
(10 + 70) HRC 0,5 HRC
(70 + 94) HR15N 0,6 HR15N
(42 + 86) HR30N 0,6 HR30N
(20 + 77) HR45N 0,6 HR45N
(67 + 93) HR15T 1,0 HR15T
(29 + 82) HR30T 1,0 HR30T
(10 =+ 72) HR45T 1,0 HR45T
- sita (29,42 +1471) N 0,24 %
Twardosciomierze Vickersa: P Procedura wewnetrzna
- twardosé (100 +900) HV 0,2 4,5 % Qliw-1402
(100 +900) HV 0,3 4,0 %
(100 +900) HV 0,5 4,0 %
(100 +900) HV 1 22%
(100 +900) HV 2 1.8%
(100 +900) HV 3 16 %
(100 +900) HV 5 15%
(100 +900) HV 10 13%
(100 + 900) HV 30 2,0 %
- sita (0,9807 + 980,7) N 0,24 %
- dlugosé (0+1) mm 0,0005 mm
Twardosciomierze Brinella: P Procedura wewnetrzna
- twardo$é (60 + 200) 15 % Qliw-1401
HBW 2,5/62,5
(100 + 600) 1,0%
HBW 2,5/ 187,5
(100 + 600) 15%
HBW 5/ 750
(100 + 600) 12%
HBW 10 / 3000
- sita (612,29 + 29420) N 0,24 %
- dlugosé (0+1) mm 0,0005 mm
(0 +10) mm 0,0010 mm

Wersja strony: A

Niepewnos$¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach jest niepewnos$cig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udziatu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewnosé pomiaru dla CMC
wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;.
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Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 001

Status zmian: wersja - A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 04.12.2023 .
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